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Presente.

Hago referencia a su escrito del dia 09 de junio de 2003, por el que solicita la actualizacién de
la acreditacion por baja de signatario de su laboratorio de calibracion en el area Dimensional de
conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000 "Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracion".

Sobre el particular, y con fundamento en lo dispuesto en los articulos 24 al 27, 38 fraccién VI,
39 fraccion IX, 68, 69, 70, 70-C de la ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, Tercer
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, publicado el 20 de mayo de 1997 en el Diario
Oficial de la Federacion y el oficio No. 100.98.00654 de fecha 10 de diciembre de 1998 por
medio del cual se autoriza la operacién de la entidad mexicana de acreditacién, a.c. (ema),
previo dictamen técnico favorable emitido por el Comité de Evaluaciérn de Laboratorios de
Calibracién, la entidad mexicana de acreditacién, expide la presente:

Actualizacién de la Acreditacion No. D-56 por baja de signatario, como laboratorio de
calibracién, unicamente en las mediciones y servicios de calibracién del area Dimensional, en
los alcances e incertidumbres siguientes:

Magnitud Resolucion o Incertidumbre"?
Dimensional fganGe Divisién Minima k=2
Micrometros de 0.001 mm t (2 + 13L/1 000) ym
exteriores analdgico y 0 mm a 500 mm : (5 + 11L/1 000) um
4k 0,01 mm
digital L en mm
Micrémetros de t+ (4 + 10L/ 1 000) ym
: : Al Omma 1000 mm G,001 mm
mlte.rloreS analdgico y 0.mm.a1 008 i 0.01 mm * (6 + 9L/1 000) pm
digital L en mm
Micrémetros de 0001 m % (3 + 151/ 1 000) pm
profundidad analdgico y 0 mm a 300 mm ‘ m t (6 + 11L/1 000) um
ey 0,01 mm
digital L enmm ]
0,01 mm t (11 + 8L/1 000) um
. ; 0,02 mm t (17 + 6L/1 000) um
ffxi'tff:ri?&ef;/;;’.iifes Omma1000mm | 005mm £ (41 + 2L/1 000) pm
0,1 mm + (81 + L/1 000) um
L en mm
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Magnitud sy Alcance Resolucion o Incertidumbre™?
Dimensional e Division Minima k=2
Medidor de altura con t (23 + 5L/1 000) ym
Vernier O mma 1000 mm 0,02 mm L B
Medidor de altura de t (14 + 7L/1 000) um
caratula y digital P alfios nm QL Len mm
. . 0,005 mm + 51Mm
;nnda:fc'?gc:g; 96 carga 0 mm a 25 mm 0,01 min %7 ym
0,02 mm 12 ym
0,1 mm 1+ 60 pm
g;g;;ﬁ'dor €8 cardtuia 0mm a 25 mm 0,01 mm 7 um
Indicador de caratula
tipo palanca analégico B a0 im 9,01 e S
Medidor de Espesores 0 mm a 25 mm 0,01 mm t 14 ym
con indicador analégico 0,02 mm t 20 uym _
Medidor de Espesores 0 mm a 25 mm 0,001 mm * 2pum
con indicador digital 0,01 mm t 14 pm
160 mm x 100 mm Grado 0. 1 t (1,4 +4,4L/1 000) um
Mesas de planitud hasta 5 3' donde L es la Diagonal
2500 mm x 1 600 mm y L en mm
. = +(0,066 + 15L/1 000) mm
Cintas métricas y 0,1 mm
. ' t (0,064 + 41L/1 000) mm
F]egometros analégicoy |0 mm a 15 000 mm 0,5 mm + (0,092 + 78L/1 000) mm
digital 1 mm L
enm
0,002 mm/m | 3" de arco
Niveles 0 mm a 450 mm 0,05 mm/m |6" de arco
0,1 mm/m 12 " de arco
. 0,5 mm + (118 + 1,8L) um
Reglas Metalicas 0 mma 2 000 mm 1 i | et
. 0,001 mm £ 2 pm
?ee?elgggiisrn?:n?spesores Omma6mm 0,005 mm + 5 um
0,01 mm 11 um
EjeX 450 mm + (1,8 + 24L/1 000) pm
EjeY 150 mm 8.901 gimy L en mm
Medicién 0a 360° . .
Comparador éptico ~_Angular e g Lo
Amplificacion
5X, 10 X,20 X, + 0,01 %
50X,100 x ]

Notas:

1. Las incertidumbres expresadas son la mejor capacidad de medicion del laberatorio.

2. Las incertidumbres se expresan con un factor de cobertura k=2 que corresponde
aproximadamente a un nivel de conf 1anza de 95 %.
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ACREDITA
A
ASEGURAMIENTO METROLOGICO, S.A. DEC.V.

SIERRA VISTA No. 304-101, LINDAVISTA
07300, MExico, D.F.

Como Laboratorio de Calibracion de acuerdo a
los criterios establecidos en la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2000 "Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Calibracion
y Pruebas (ensayos)" para las actividades de
evaluacion de la conformidad en el area:

Dimensional*

Acreditacion No: D-56
Vigencia: de 2005-(}&7 7 at 2009-03- 17

La“,.. i
FERNANDO ANTONIO GUTIERREZ GUZMAN MARIA ISABEL LOFE RTINEZ
Presidente Directora Ejecutiva de ema, a.c.

Comité de Evaluacidon de Laboratorios de
Calibracion de ema, a.c.

*El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente * 03LC0122
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Lo anterior, por conducto de los signatarios autorizados siguientes:

Ing. Julio Ramirez Bonilla

Ing. Federico Javier Ramirez Monroy
Ing. Federico Ramén Ramirez Bonilla
Ing. Victor Enrico Espinosa Brizuela

La vigencia de la presente actualizacion de la acreditacion por baja de signatario sera a partir
del 26 de abril de 2005 y hasta el 17 de marzo de 2009 su validez queda sujeta a las
evaluaciones que las dependencias competentes o la entidad mexicana de acreditacién, a.c.,
realicen, a fin de constatar que el laboratorio de calibracién en su estructura y funcionamiento,
cumple cabalmente con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién y
los ordenamientos que derivan de ella.

Cabe mencionar, que las actividades que se desarrollen con motivo de la presente
actualizacion de la acreditacion por baja de signatario, deberan ajustarse puntualmente a los
requerimientos que exige la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, las reglas,
procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, las normas
mexicanas y en su defecto las internacionales, de lo contrario, pueden incurrir en las sanciones
que expresamente se consignan en dicha ley, asi como también en el Procedimiento para la
Evaluacion y Acreditacién vigente de la entidad mexicana de acreditacién, a.c.

Finalmente, le comento que para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas, es

necesario obtener la aprobacién de la dependencia competente en los términos de los articulos
38, fraccion VI, 70 y 83 de la citada Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién.

Atentamente

.
M rf§ Isabel LopezWarfipez
Directora Ejgcutiva
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